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引  言

本型式评价大纲依据JJF1015《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016《计量器

具型式评价大纲编写导则》以及JJF1001 《通用计量术语及定义》的规定编写。
本型式评价大纲的技术指标和试验方法参考了JJG853—2013《低本底α、β测量

仪》、GB/T11682 《低本底α和/或β测量仪》等技术法规。
本型式评价大纲为首次发布。
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低本底α、β测量仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于计量器具分类编码为37061500的低本底α、β测量仪的型式

评价。
本型式评价大纲不适用于流气正比计数器总α、总β测量仪和α、β能谱测量仪的型

式评价。

2 引用文件

本型式评价大纲引用下列文件:

JJG853—2013 低本底α、β测量仪

JJF1001 通用计量术语及定义

GB/T6587 电子测量仪器通用规范

GB/T11682 低本底α和/或β测量仪

GB/T19661.1 核仪器及系统安全要求 第1部分:通用要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本型式评价大纲;凡是不注日期的

引用文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本型式评价大纲。

3 术语

JJF1001和JJG853—2013中界定的术语和定义及以下术语和定义适用于本型式评

价大纲。

3.1 探测器灵敏面积 sensitivesurfaceofadetector
探测器中对辐射灵敏并用于探测的那部分面积。

4 概述

低本底α、β测量仪主要用于各种样品中α、β放射性活度测量。该仪器采用质量、
体积较大的铅屏蔽体,在实验室内使用。

低本底α、β测量仪主要由探测器单元、屏蔽单元、测量和数据处理单元组成,探

测器通常采用闪烁探测器。其测量原理是样品中的α、β粒子进入探测器闪烁体后,将

全部能量损失在闪烁物质上,引起闪烁发光,闪烁光子被光电倍增管接受并转换产生电

压脉冲信号。入射探测器的α、β粒子数与电压脉冲信号成正比。测量时,以计数 (率)
显示为主,计数 (率)与样品中的活度成正比,在不同工作模式下也可直接以 (比)活

度值显示测量结果。
影响仪器计量性能的关键零部件见表1:
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